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54 _ Zpusob m&¥eni Sistoty povrchu pevajch piedmétd

Zpisob lze vyuZit zejména ve stroji-
renstvi pifi mdfeni &istoty svarovych a
ndvarovych gloch pYed svarovénim, ddle
p¥i méFeni &istoty vnitiniho povrchu trub
,nebo velkorozm&rovych dutych téles, JakoZ
i pii méPeni Sistoty vndjsich i val tFnich
povrchi komponent jadernych elektraren v
pribdhu vyroby nebo p¥ed montdii a pfi mé-
.Yeni distoty povrchu pfed povrchovymi
vUpravami.

Podstata tohoto zplsobu spodivd v tom,
%e otdr s povrchu gevného pfedmdtu se
prenese na referencni vzorek, ktery se
0zdPi svételnym zdrojem & hodnota odraZe-
ného svdtelného toku od tohoto vzorku se
porovnd s hodnotou odraZeného svételného
toku od stejného referendniho vzorku bez
ot3ru, ozéFensho stejnym zpisobem.
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vyndlez se tykéd zplisobu méreni c¢istoty povrciau pevnych
predm¥td pomoci odrazu svdtelného toku.

Doposud znémé metody mé¥eni &istoty povrchu jsou pouZitel=-
né v pripadech, kdy stadf splnit alespon jeden z nésledujfcich
predpokladi:

a/ 8 méfenymi pfedméty 1lze v prostoru manlpulovat tj. lze je
otédet, nakléndt, zvedat apod.,

b/ snadno lze zabezpe&it poprasovéni, ostiikovéni a sudeni
-povrchi m&¥enych predmé&ti,

¢/ na mébené predméty je dovoleno pisobit oleji, vodou, chemic-
kymi &inidly nebo létkami radioaktivnimi a tato pisobeni
stejné jako &innosti uvedené pod bodem b/ nemaj{ Zkodlivy
vliv na méreny povrch nebo se jejich 3kodlivy vliv odstrani
v pribéhu dalsfho zpracovéni,

d/ z m&Yenych predmétl je mo%né odebrat vzorek s &dsti povrchu,

e/ m&¥ené piedméty nebo vzorky s povrchem stejnym Jako méfené
predméty lze vé%fit v laboratornich podminkéch,

£/ &istotu povrchu neni zapotfebi klasifikovat Jlnak ne% kvéli—
tativné. -

PouZitelnost vy$e uvedenych zkousek &istoty povrchu je takto

zna¢né omezena, zejména pokud se tykd predmé&tl, do jejichZ po-

vrchu se nesmi zasahovat z divodu ndsledného znedidténi, pokryti

Jinymi ldtkemi a moZného vyvoléni koroze. Tyto metody jsou nepo-

uZitelné u predmdtd o velkych rozmérech a hmotnostech a tam,

kde je nepifipustné vzorky odebirat nebo pro ddely méfen{ zvl14sts

vyrébét.

Vy%e uvedené nedostatky jsou odstrandny zpisobem m&ieni
distoty povrchu podle vyndlezu, jeho¥ podstata spodivéd v tom,
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fe otér s povrchu pevného piedmétu se plrenese na. referen¥n{ vzo-
rek, ktery se ozél{ sviételnym zdrojem a hodnota odraieného své- .
telného toku od tohoto vzerku se porovnéd s hodnotou odraZeného
svételného toku od stejného vsoriu bez otéru, ozéfeného stejnym
zpﬁsobon. : :

- Vyééi ¥¥inek vynédlezu se projevuje v tdﬁ, %e tento zpisob
nérent umoZnuJe objektivni kvantitativni klasifikaci ‘rizn& zne-
&isténych povrchd i u predmétd o velkych rozmirech a hmotnostech
a neovlivonje negativn jakost zkoumaného povrchu. Vynédlez za-
jistuje také moZnost dokumentace métent p¥i zachovéni jednodu-
chého postupu a vylﬁéuje subjektivni vyhodnoceni zavin&né lid-
skym faktorem. M&fen{ je spolehlivé a jednoduché, nefyiaduje
sloZitou piistrojovou techniku ani zv145% Skoleny personél. Je
vhodné také z hlediska hygieny a bezpe&nosti préce. -

PFi{klad vyuZitf zpisobu podle vyndlezu:
Referendnl vzorek, zpravidla papirovy nebo textilnf terdik, se
ozérf svételnym zdrojem a indika¥nim p¥istrojem, nap¥. luxmet-
rem nebo expozimetrem, zmé¥{ se od n&j odra¥eny svetelny tok
nebo se provede obrazovy zéznam nap¥. fotograficky. Referendnim
vzorkem se rovnomdrné setie nedistota s povrchu zkoumaného pred-
métu na predem stanovené dréze ot&ru nebo ploSe otéru za stej-
nych podminek pro méfeni. Znedidtény referendni vzorek se ozéii
svételnym zdrojem stejnym zpisobem jako v pfipadé vzorku bez
otéru a indikadnim p¥istrojem se zmdi{ od né&j odraZeny svételny
tok nebo se provede obrazovy zéznam referenéniho vzorku a indi-
ka¥nim pri{strojem se zmér{ svételny tok odraZenf od obrazl re-
ferenéniho vzorku zaehycenych dokumentéarni technlkou. Rovné% 1ze
vzorek s ot¥rem ozéfit svételnym zdrojem a odraieny svételny tok
‘porovnat pomoci indikadniho pF¥istroje se svitelnym tokem odrafe-
nym od predem vytvorené stupnice, piipadn& lze porovnévat své-
telné toky odraZené od obrazﬁ referendniho vzorku zachycenych
dokumentérni technikou a polf stupnice. P¥i m&Feni je rovnd%
mo¥né porovnévat svdtelny tok odraZeny od téhoZ referenéntho
vzorku pfed otérem a po oté&ru nebo svételny tok odraZeny ode
-dvou nebo vice ruznych referenénich vzorkﬁ z nich% alespon
jeden nebyl podroben otéru, ale to jen v t&ch pFipadech, kdy
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pf-i Jednom a vice méf'enich s riznymi vzorky je zajitdna ste.jnd
kval:.ta reforonén:(oh vzorkd.

Zpisob méfeni podle vyndlezu je moiné vyuiit ve atr'o,j:[-" .
renstvi pfi méfeni ¥istoty svarovych a névarovych ploch pred
svafovénim, pri mdfen! &istoty vnit¥nfho povrchu trub nebo velko-
rozmérovych dutych téles, pti méFeni Eistoty wvnéjsich i wvniti-
nich povrchl komponent jadernych elektréren v pribéhu vyroby
nebo pied monté%f, pii méteni &istoty povrchu pied povrchovymi
ﬁpr'avami apod.
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Zplisob m&feni &istoty povrchu pevnych predmitd pomoci odrazu

svételného toku, vyznadujicf{ se tim, Ze otdr s povrchu,pev- '

ného predmétu se pienese na referen®ni vzorek, ktery se ozéiri
svételnym zdrojem a hodnota odraZeného svételného toku od
tohoto vzorku se porovné s hodnotou odraZeného svételného to-
ku od stejného referen¥nfho vzorku bez otdru, ozéireného
stejnym zplisobem.

Zpusob méfeni &istoty podle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze
refereninim vzorkem je textilie nebo papir nebo plastickd
hmota nebo jejich kombinace, p¥idemZ barva referenénfho vzor-
ku je kontrastni k barvé otéru.

ZplGsob méFenf &istoty podle bodd 1 a 2, vyznadujici se tim,
¥e porovnéni hodnot odraZeného svstelného toku se provede
pomoci indikadnfho pfistroae nebo dokumentérnf techniky nebe
pomoci{ oboaihn.
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